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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Symboles graphiques

Pour les symboles gr
signes d'usage générak app

consultera:
— la CEI 27:
électrotechnig

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

ieal Vocabulary (IEV), which is
separate chapters each dealing
Full details of the IEV will be

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 24: Méthodes d’essai pour les dispositifs
de protection pour perturbations conduites IEMN-HA

Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio mondiale dg no ation composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions A& s domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres attjvité eNdes No mes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travau national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales gouver emen ales et\non gouvernementales en

liaison avec la CEI, participent également aux travaux.
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditio

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI i %
du p055|ble un accord |nternat|0nal sur. le$ su1 tudiés, stant|donne guedes Comités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sous—e e tde recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigques ou guies et agréés comme tels par les Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unifjcation mtern S i mationaux de la CEl s'engagent & appliquer de
fagon transparente, dans todteNa m S es internationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et reg|ona|es

e CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étreN i

5) La CEl n'a fixé aucune S arquage comme indication d'approbation et sa responsabilité

6) L’attention est attirég it Qu ins\des”éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits RITELE i Ju de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

La Norme intérnatix 61000-4-24 a été établie par le sous-comité 77C: Immunité a
I|mpuIS|on e 9 gtiqgue_ndcléaire a haute altitude (HEMP), du comité d'études 77 de la

fondamentale en S en accord avec le Guide 107 de la CEl.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

77C/37/FDIS 77C/40/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4: Testing and measurement techniques —

Section 24: Test methods for protective devices
for HEMP conducted disturbance

Basic EMC publication

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgagfizati

this end and in addmon to other activities, the IEC publlshes Inte
entrusted to technical committees; any IEC National Com i
participate in this preparatory work. International, governmg

for Standardization (ISO) in accordance Wlth condi
organizations.

express, as nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of
nical committee has representation

international consensus of opinion on the re
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of fecommendatigns, for international use and are published in the form

4) In order to promote internationa icatic ommittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to he axi iBlg” in their national and regional standards. Any
divergence between the arresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provideg ne i ced inth its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared tg { i i :

6) Attention is drawn to ibyi ome gf the elements of this International Standard may be the subject

of patent rights. Thé\E esponsible for identifying any or all such patent rights.
International 00-4-24 has been prepared by subcommittee 77C: Immunity to
high-altitude ucle netic pulse (HEMP), of IEC technical committee 77: Electro-

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77C/37/FDIS 77C/40/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

La CEI a lancé la préparation de méthodes normalisées de protection de la population civile
contre les effets des explosions nucléaires a haute altitude. Ces effets peuvent entrainer la
rupture de réseaux de communication, de réseaux d'alimentation électrique et informatiques, etc.

La présente section de la CEl 61000-4 s'intéegre dans un ensemble complet de normes traitant
de tous les types d'immunité a I'impulsion électromagnétique nucléaire a haute altitude. Nous
utiliserons I'acronyme correspondant «[ EMN-HA».

L'utilisation de cette norme est cependant indépendante des autres parties et sections de la
CEI 1000 et de la CEI 61000, excepté pour les normes spécifiquement no &es en référence.

Cette norme est a rapprocher de la CEl 1000-5-5.
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INTRODUCTION

The IEC has initiated the preparation of standardized methods to protect civilian society from
the effects of high-altitude nuclear bursts. Such effects could disrupt systems for
communications, electric power, information technology, etc.

This section of IEC 61000-4 is part of a complete set of standards that covers the entire
category of immunity to high-altitude nuclear electromagnetic pulse. The appropriate acronym
is either HA-NEMP or more simply HEMP.

The application of this standard is, however, not dependent on access to other sections and
parts of the IEC 1000 and IEC 61000, except for those specifically referred

@%

Attention is drawn to IEC 1000-5-5.

S
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 24: Méthodes d’essai pour les dispositifs
de protection pour perturbations conduites IEMN-HA

Publication fondamentale en CEM

1 Domaine d'application

Cette section de la CEl 61000-4 définit les méthodes d'essai concerngnt les™dispositifs de

Le document normatif suivant contient des dispositiohs gt e deMa référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables po >y de la CEI 61000-4.

Au moment de la publication, I'édition jindiqué it\eh pi . ~out document normatif est

sujet a révision et les parties prenartesiau la présente section de la
CEI 61000-4 sont invitées a rechercherNa p liquer/les éditions les plus récentes
du document normatif indiqué ci-aprées a CEl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales ac

CEIl 50(161): 1990, Vocap Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

3 Définitions Q

3.3 élément deprotestion primaire : Premier élément de protection, vu du cété non protégé
de la protection, quirécoule la plus grande partie du courant transitoire.

3.4 cOté protégé : Coté de la protection ou se situe I'équipement a protéger.

3.5 cOté non protégé : Coté de la protection ou est susceptible de se produire un phénoméne
de surtension.

4 Méthodes d'essai des dispositifs de protection pour perturbations conduites
4.1 Généralités

Le comportement réel d'un dispositif de protection dans un environnement IEMN-HA dépend
largement de la fagon dont il est intégré dans son lieu d'utilisation et d'autres circonstances
concomitantes (par exemple: la qualité du blindage entre le c6té protégé et le c6té non protégé
de l'élément de protection). Les méthodes d'essai suivantes tiennent compte de ce qui
précéde. Elles sont définies de facon que les résultats soient autant que possible liés aux
caractéristiques du dispositif en essai (DEE). La configuration d'essai differe peu de la
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